JERZY KRUPKA

Jerzy Krupka urodzit sie 7 kwietnia 1949 roku
w Krakowie, gdzie ukoriczyt szkote podstawo-
wa i Technikum tacznosci. Jest absolwentem
Wydziatu Elektroniki Politechniki Warszaw-
skiej. W 1973 roku uzyskat dyplom magis-
tra inzyniera elektronika (z wyréznieniem),
w 1977 roku — stopien doktora (z wyréznie-
niem), a w 1989 roku — doktora habilitowane-
go za monografie Metody analizy i wybrane
wtasnosci mikrofalowych struktur rezonanso-
wych. Tytut profesora otrzymat w 2009 roku.

W Politechnice Warszawskiej jest zatrud-
niony od 1 listopada 1973 roku (od 1 grudnia
1999 roku na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego). Jego specjalnoscia naukowaq jest
teoria i technika mikrofalowa.

Jerzy Krupka jest autorem 6 rozdziatéw
w ksiazkach i encyklopediach (wydanych
przez Academic Press, Wiley, WNT, WPW),
100 artykutéw w czasopismach zagranicznych
umieszczonych na liscie filadelfijskiej, 10 arty-
kutéw w czasopismach krajowych (m.in. ,Elec-
tron Technology”, ,Metrologia i Systemy Po-
miarowe”, ,Elektronika”), 150 referatéw na
konferencjach miedzynarodowych, 3 patentéw
i 40 raportéw technicznych. Jego prace byty
ponad 1600 razy cytowane (wedtug SCI).

Jerzy Krupka uczestniczyt w 20 semina-
riach (w tym invited papers oraz workshop'y)
w 12 osrodkach zagranicznych — NIST (USA),
University of Limoges (Francja), FIT (Niemcy),
UWA (Australia), JCU (Australia), 3M (USA),
Raytheon (USA), General Electric (USA), GORE
(USA), NUS (Singapore), NPL (UK), Texas Cen-
ter for Superconductivity (Houston, USA),
Worksop na APMC’2001 (Taipei, Taiwan,
York, UK).
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Jerzy Krupka brat udziat w projektach ba-
dawczych w Australii (UWA, JCU), Niemczech
(FIT), Francji (University of Limoges) i UK (NPL).
Opracowat i wdrozyt kilkuset urzadzen do po-
miaru wtasciwosci materiatéw w pasmie mi-
krofalowym w najwiekszych firmach prze-
mystu elektronicznego, uniwersytetach oraz
instytutach kreujacych wzorce pomiarowe na
Swiecie, jak np. NIST (USA) i NPL (UK), w réz-
nych krajach (m.in.: USA, Kanadzie, Chinach,
Niemczech, Australii, Japonii, Francji, Finlan-
dii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Stowenii,
Litwie, Tajwanie i Czechach.

W latach 1993-1999 Jerzy Krupka kiero-
wat Zespotem Badawczym Pomiaréw Elek-
tromagnetycznych Wtasciwosci Materiatéw,
a od 2000 roku Pracownia Charakteryzacji
Materiatéw Elektronicznych. Kierowat takze
3 krajowymi programami badawczymi finan-
sowanymi przez Komitet Badari Naukowych
oraz 3 projektami polsko-amerykarskimi
Fundacji im. M. Sktodowskiej-Curie. Uczest-
niczyt, jako jeden z gtéwnych wykonawcéw,
w europejskim projekcie naukowo-badaw-
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czym 5. Programu Ramowego Growth i pol-
sko-australijskiego grantu linkage.

Za wybitne osiagniecia naukowo-technicz-
ne zostat wyrézniony indywidualng Nagroda
Premiera RP w 2007 roku i 3 Nagrodami Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej (1979, 1991
i 1995). W 1999 roku otrzymat nagrode za naj-
lepszy artykut w czasopismie z listy filadelfij-
skiej ,Measurement Science and Technology”.

Jerzy Krupka byt cztonkiem komitetéw na-
ukowych wielu konferencji, m.in.: CPEM’94,
,Boulder”, USA, MMA’2002, UK i MMA2004
(Japonia) oraz visiting professor w University
of Limoges (Francja) i University of Western
Australia (UWA), research associate w NIST
(USA) i FIT (Niemcy), a takze konsultantem
z dziedziny mikrofalowego miernictwa mate-

riatéw w NIST (USA), NPL (UK), University of
North Queensland (JCU) i National Univer-
sity of Singapore (NUS).

Jerzy Krupka jest cztonkiem Komitetu Re-
dakcyjnego i recenzentem ,IEEE Transactions
on Microwave Theory Techniques” oraz recen-
zentem wielu czasopism naukowych, m.in.:
,Measurement Science and Technology”,
,Physica Status Solidi”, ,Materials Letters”,
JJournal of Applied Physcisc”, ,Electronics Let-
ters”, ,IEEE Transactions FFC”, ,Applied Phy-
scis A”, ,Alloys and Compounds”, ,Journal of
European Ceramic Society”.

Jest zonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje sie
entomologig oraz brydzem i tenisem. Lubi jeZ-
dzi¢ na nartach.





